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客户Q&A

共模和差模电感的扫频测试方案

在研发电感的过程中需要通过扫频测试判断
谐振点位置，以达到对特定频段信号的滤波目的，
现需要扫频的频段范围是100kHz-300MHz。

推荐使用阻抗分析仪IM7581+测试夹具IM9202
对电感的阻抗进行扫频测试。由于被测物在高频下的测试数据易受干扰，
日置研发了适用于带引脚或SMD元器件的IM9202测试专用治具，
确保了高频下测试数据的准确性。
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某外资工业制造行业客户成立以来已有100年，分支机构遍布亚洲、欧洲、南北美洲，在中国已设立
近20家分公司。产品种类涉及各种绕线类电子器件、适配器、电子产品用化学材料、焊接设备等。



阻抗分析仪IM7581
搭载LCR测量、扫频测量和连续测量三种测量模式，测量
频率范围100kHz~300MHz，测量时间最快0.5ms，基本
精度±0.72%rdg.。配备比较器、接触检查、等效电路分
析和相关补偿等功能。

测试夹具IM9202
是一款适用于带引脚元件或SMD（贴片元件），测试频率
范围为DC~600MHz的高频阻抗测试夹具。避免了高频
下各种不确定的干扰因素对测试值造成的影响。推荐与
测试夹具台IM9200、校准套件IM9905以及适配器
IM9906搭配使用。

如实测现场中所示，考虑到被测物规格，如引脚间距等标准治具无法满足的情况，可以自制或由日置定
制夹型治具（建议在测试频率小于100MHz的条件下使用）。

IM7581

测试治具
IM9202

使用IM9202进行测试 使用夹型治具进行测试

实测回顾

共模电感阻抗扫频测试曲线

*将同侧的引脚短接，实现三相共模电感的测试。

差模电感阻抗扫频测试曲线

共模/差模电感的测试目的往往是将测
试结果与理论设计值进行对比，评估不
同频率信号的传输性能。

*测试结果需结合客户在进行元器件设计
时的具体需求来自行比对。
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步骤一

仪器在测量前的通用校准设置：

案例衍生

使用扭力扳手①将测试线与主机进行连接，并确保
螺母处于紧固状态后进入步骤②。

①推荐使用规格为8mm开口，1N·m的扭力扳手

步骤二
使用扭力扳手将适配头IM9906与测试线进行连接，
并确保螺母处于紧固状态后进入下图中的主机

1  按下 [ADJUST]

2  按下 [CAL]

1

2

3 4

3  按下 [MODE]

4  选择校正方法

[OFF] 不进行校正。

[SPOT] 读取已设置测量频率下的校正值。
LCR模式 ：测量频率可设置5点。
分析仪模式 ：与扫描点联锁（最多801点）。

[ALL] 统一读取所有测量频率的校正（LCR模式）。
与已实施校正的频率、功率及速度不一致的
点的测量值为参考值。
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共模信号&差模信号
共模信号指的是幅度相等、相位相同的信号。共模测试目的一般是通过谐振点（或阻抗变化曲线）评估
能否滤除（衰减）特定频率的干扰信号；差模信号指的是幅度相等、相位相反的信号。差模测试目的一
般是通过阻抗变化曲线评估特定频率的目标信号（客户真正想要的电气信号）能否无损传输。

步骤三

步骤四

分别进行以下三种不同类型（OPEN、SHORT、LOAD）校准。

将 开 路 用 基
准器②连接到
测 试 物 连 接
端 子 上 后 点
击【OPEN】并
进入步骤四。

将短路用基准器
连接到测试物连
接端子上后点击

【SHORT】并进
入步骤四。

将负载用基准器连接
到测试物连接端子上
后点击【LOAD】并进
入 步 骤 四 。（右 下 角
Rdc应尽可能接近50
Ω才表示组合到位）

 
 

按下 [AC+DC]
开始测量。

②各基准器配件均包含在校准套件IM9905中，可根据需求进行选配。适配头与基准器的组合技巧：将适配头逆时针旋转出螺纹，再将基准器
②对准螺纹顺时针旋转将二者锁紧。
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在 AC 测量与 DC 测量中使用其它基准器时，请按下
[AC]或 [DC]。

[CANCEL] 取消设置并关闭画面。

测量完成时，会在[LOAD]的下面显示结果。



共模信号测试回路 差模信号测试回路

阻抗分析仪IM7580系列采用RF I-V法，即射频 I-V法测试原理，
适用于中高频范围（约1MHz-3GHz）的测试。

此外，日置为贴片封装或带有引脚的元器件的高频阻抗分析开发了专用测试治具IM9201&IM9202，进
一步确保高频下测试的准确性。
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0603用元件导槽

1005～ 3225用

IM9201
可对应6种尺寸 SMD。
能简单、准确的做到最高 
3GHz 的高频测量。

IM92022 个操作装置对应6种尺寸的 SMD

电感的谐振频率
电感在谐振频率之前呈现感性特性（阻抗随频率升高而增加），在谐振频率之后则呈现容性特性（阻
抗随频率升高而减小）。在高于谐振频率的频段，电感将不发挥其作为电感的作用，因此通过对电感进
行扫频测试，找到谐振频率（俗称谐振点），能够帮助更好地对电感特性进行分析。

日置阻抗分析仪产品线
日置的阻抗分析仪可测试频率范围覆盖1mHz~3GHz。根据不同频段，仪器分别使用电桥法和射频 
I-V法两种测试原理。

阻抗分析仪IM3570、IM3590采用电桥法测试原理，适用于低频范围（100MHz内）的测试。

IM3570 IM3590


